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摘要(译)

根据一个实施例，超声诊断设备包括处理电路。处理电路将多个光源中
的一个波长设定为参考波长，将由一对每个光照射单元和每个光学检测
器检测到的具有不同于参考波长的波长的光的强度归一化，其中具有参
考波长的光的强度，通过归一化光强度的非线性增强校正来计算每对的
第一值，通过具有由每个检测到的参考波长的光强度的非线性减少校正
来计算每对的第二值。对，并基于通过将每对的第一值和第二值相乘而
获得的值来计算评估值。
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